POLITECHNIKA POZNANSKA

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)

KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Metrologia techniczna i systemy pomiarowe [S1Mech1>MTiSP]

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/Semestr

Mechatronika 2/3

Studia w zakresie (specjalnosc) Profil studiow

- ogolnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
pierwszego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnosc¢

stacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratorium Inne (np. online)
15 15 0

Cwiczenia Projekty/seminaria

15 0

Liczba punktéw ECTS

4,00

Koordynatorzy Wyktadowcy

Wymagania wstepne

Wiedza: wiadomosci z zakresu statystyki matematycznej, rysunku technicznego oraz czesci maszyn
Umiejetnosci: logicznego myslenia, korzystania z informacji pozyskiwanych z biblioteki i Internetu.
Kompetencje spoteczne: rozumienie potrzeby uczenia sie i pozyskiwania nowej wiedzy.

Cel przedmiotu

Przyswojenie podstawowych poje¢ z technik pomiarowych. Zapoznanie sie z przyrzgdami i metodami
pomiarowymi oraz systemami pomiarowymi stosowanymi w budowie maszyn. Zdobycie umiejetnosci
obliczania i doboru tolerancji i symbolu pasowania dla otwordéw i watkéw, doboru tolerancji, pasowania oraz
szeregu gwintow, szacowania niepewnosci pomiaru metodg typu A i B.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:

Student zna pojecia podstawowe z technik pomiarowych — K_W13.

Student zna metody pomiarowe oraz systemy pomiarowe stosowane w budowie maszyn — K_W13.
Student zna podstawowe wyposazenie pomiarowe stosowane do pomiardow czesci maszyn —
K_W13.

Umiejetnosci:



Student potrafi oblicza¢ i dobierac¢ tolerancje i symbole pasowan dla otwordow i watkow, gwintow oraz
innych czesci maszyn — K_U17

Student zna hierarchie wzorcéw i umie dobierac przyrzady pomiarowe do pomiaréw czesci maszyn —
K_U17

Umie oblicza¢ niepewnos$¢ pomiarow metodg typu Ai B — K_U17.

Umie oblicza¢ niepewnosc¢ dla pomiaréw posrednich — K_U17.

Kompetencje spoteczne:

Ma swiadomos¢ waznosci i rozumienia pozatechnicznych aspektow i skutkdw dziatalnos$ci inzynierskiej,
w tym jej wptywu na Srodowisko i zwigzanej z tym odpowiedzialnosci za podejmowane decyzje — K_K02
Potrafi wspotdziata¢ i pracowaé w grupie — K_K03

Metody weryfikacji efektow uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Ocena formujgca oraz podsumowujgca

Wyktad: Zaliczenie na podstawie kolokwium sktadajgcego sie z 5 pytan przeprowadzane na koniec
semestru.

Laboratorium: Sprawdziany na poczatku ¢wiczen laboratoryjnych sprawdzajgce stopien przygotowania
do zaje¢. Ocena sprawozdan z wykonanych ¢wiczen.

Cwiczenia: Zaliczenie na podstawie kolokwium skfadajgcego sie z 2 zadan przeprowadzane na koniec
semestru.

Tresci programowe

Wyktad:

1) Teoria pomiaru, wynik pomiaru, szacownie niepewnosci pomiaru.

2) Etalony, wzorce miar dtugosci i kata, ptytki wzorcowe, wateczki i kulki pomiarowe, ptytki katowe,
katowniki, hierarchia wzorcow.

3) Przyrzady pomiarowe stosowane w pomiarach dtugoéci i kata — suwmiarkowe, mikrometryczne,
czujnikowe.

4) Uktad toleranciji i pasowan (pomiary watkéw i otworow).

5) Pomiary gwintow zewnetrznych i wewnetrznych.

6) Metody pomiaréw kgtow i stozkow (pomiary wymiaréw posrednich).

7) Pomiary odchytek ksztattu i potozenia, pomiary chropowato$¢ powierzchni.
8) Wprowadzenie do wspétrzednosciowej techniki pomiarowe;.

Laboratorium:

1) Tolerancje i pasowania.

2) Obliczanie niepewnosci pomiaru.

3) Sprawdzanie przyrzgdéw pomiarowych (mikrometr).

4) Pomiary stykowe i optyczne gwintow.

5) Statystyczna analiza wynikow pomiarow.

6) Pomiary odchytek ksztattu.

7) Wprowadzenie do techniki wspdtrzgdnosciowe;.

Cwiczenia:

1) Tolerancje i pasowania.

2) Obliczanie niepewnosci pomiaru.

Tematyka zaje¢
brak

Metody dydaktyczne

Prezentacja ilustrowana przyktadami podawanymi na tablicy, rozwigzywanie zadan.
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 100 4,00
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 65 3,00
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 35 1,00
laboratoryjnych/¢wiczen, przygotowanie do kolokwiéw/egzaminu,
wykonanie projektu)




